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Aguja de muestras de dióxido de zirconio con 
punta de titulación PEEK
6.2846.010

Aguja de muestras para Sample Processors y Autosampler en la cromatografía iónica. La punta de
titulación PEEK garantiza una perforación segura de la tapa del vial.

Accesorios opcionales

Order no. Descripción

6.2833.000 Soporte aguja/cánula1/8 in

Para procesadores de muestras CI/VA. Para cánulas de 1/18 in.
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